N Fyzikalni ustav
O Akademie véd
) Ceské republiky www.fzu.cz

Kupni smlouva

(dale jen ,,Smlouva*) uzaviena v souladu s ustanovenim 8 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik (dale jen ,0Z")

1.  SMLUVNIi STRANY

1.1 Fyzikalni astav AV CR, v. V. i.,

se sidlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jednajici: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., feditel,

zapsany v rejstfiku vefejnych vyzkumnych instituci Ministerstva Skolstvi, mladeze
a télovychovy Ceské republiky.

Bankovni spojen: I
Cislo uetu: [ G

ICO: 68378271

DIC: CZ68378271

(dale jen ,Kupujici”)

1.2 OptiXs, s.r.o.,

se sidlem: Kfivoklatska 37, 199 00 Praha 9,
jednajici: Ing. Ales Jandik, jednatel spolecnosti,
zapsana v Obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, C212818.

Bankovn spojen’: I
Cisto aceu: [

1ICO: 02016770

DIC: CZ02016770

(dale jen ,Prodavajici*),

(dale spolecné jen ,Smluvni strany” nebo kazdy z nich samostatné jen ,Smluvni strana”“).
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2. ZAKLADNi USTANOVENI

2.1 Kupuijici je vefejna vyzkumna instituce, jejiz hlavni ¢Cinnosti je védecky vyzkum v oblasti fyziky,
zejména fyziky elementdarnich ¢astic, kondenzovanych systému, plazmatu a optiky.

2.2 Kupuijici je pfijemcem dotace projektu reg. ¢. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007 s nazvem
~Evropska podpora ceské tGcasti na budovani CTA observatore Il (CTA-CZ)" (dale jen
~Projekt”), a to vramci Operacniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (dale jen ,,OP
VVV*), Za UCelem Uspésneé realizace Projektu je nezbytné poridit pfedmét plnéni dle Smlouvy

(jak je definovan nize).
2.3 Predmét plnéni dle této Smlouvy je pfevazné financovan z dotace Projektu, pro néjz je urcen.

2.4 Kupujici pofizuje predmét plnéni (spektroskopicky elipsometr) za uUclelem méreni
elipsometrickych spekter v UV-NIR oblasti pod rtiznym Ghlem dopadu a intenzitnich spekter
v odrazeném i prochazejicim svétle slouzicimu k provadéni komplexni spektroskopické
analyzy v ex-situ usporadani.

2.5 Prodavajici je vybranym dodavatelem vefejné zakazky vyhlasené Kupujicim dle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vplatném znéni, pod nazvem

~Spektroskopicky elipsometr” (dale jen ,,Zadavaci Fizeni") na dodani predmétu pinéni dle
Smiouvy.

2.6 Vychozimi podklady pro dodani pfedmétu plnéni dle Smlouvy jsou
2.6.1 Technické specifikace predmétu pInéni jako PFiloha €. 1

2.6.2 Nabidka Prodavajiciho podana v ramci Zadavaciho fizeni v rozsahu té &asti, ktera
predmét plnéni technicky popisuje (dale jen ,Nabidka”) jako PFiloha €. 2.

V pfipadé kolize Pfiloh Smlouvy ma prednost technicky pozadavek vyssi irovné a jakosti.

2.7 Prodavajici prohlasuje, ze disponuje veSkerymi odbornymi predpoklady potfebnymi pro
dodani pfedmétu plnéni, k ¢innosti dle Smlouvy je opravnén a na jeho strané neexistuji
zadné prekazky, které by mu branily pfedmét pInéni dle Smlouvy dodat.

2.8 Prodavajici je ve smyslu ustanoveni 8 5 odst. 1 OZ schopen p¥i pInéni této Smlouvy jednat se
znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo stavem spojena, s tim, Ze pfipadné jeho
jednani bez této odborné péce pujde k jeho tiZi. Prodavajici nesmi svou kvalitu odbornika ani
své hospodarské postaveni zneuZit k vytvareni nebo k vyuZiti zavislosti slabsi strany a k
dosazeni zfejmé a nedlvodné nerovnovahy ve vzajemnych pravech a povinnostech
Smluvnich stran.

2.9 Prodavajici bere na védomi, Ze Kupujici neni ve vztahu k pfedmétu této Smlouvy
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podnikatelem, a ani se pfedmét této Smlouvy netyka podnikatelské ¢innosti Kupujiciho.

Prodavajici bere na védomi, ze dodani pfedmétu plnéni ve stanovené dobé a kvalité, jak
vyplyva z Pfiloh €. 1 a 2 Smlouvy (v€etné predani a vyuctovani), je pro Kupujicitho zasadni.
V pfipadég, Ze Prodavaijici nesplni smluvni pozadavky, mlze Kupujicimu vzniknout Skoda.

Prodavajici prohlasuje, Ze pfejima na sebe nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 odst. 2 OZ.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zachovaji micenlivost o skuteCnostech, které se dozvédi
v souvislosti s touto Smlouvou a pfi jejim pInéni a jejichz vyzrazeni by jim mohlo zpUsobit
Ujmu. Timto nejsou dotceny povinnosti Kupujiciho vyplyvajici z pravnich predpisu.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy je zavazek Prodavajiciho pfedat Kupujicimu a prFevést na
Kupujiciho vlastnické pravo ke

spektroskopickému elipsometru

specifikovanému v PFilohach €. 1 a 2 této Smlouvy (dale jen ,,PFistroj") a Kupujici se zavazuje
PFistroj pfevzit a zaplatit Prodavajicimu za PFistroj sjednanou cenu.

Soucasti plnéni je:

3.2.1 doprava Pfistroje vCetné pfisluSenstvi dle PFiloh €. 1 a 2 této Smlouvy do mista
plnéni, jeho vybaleni a kontrola,

3.2.2 instalace PFistroje a jeho zprovoznéni v misté plnéni,

3.2.3 provedeni zkousky Pristroje za UCelem ovéreni jeho funkZnosti - tj. kontrolni méreni
na vzorcich zndmych parametrd poskytnutych Kupujicim,

3.2.4 dodani instrukci a ndvodu k obsluze a Udrzbé Pristroje v ceském nebo anglickém
jazyce Kupujicimu, a to v elektronické nebo tiSténé podobé,

3.25 zaskoleni obsluhy zamérené na zakladni ovladani Pfistroje po Uspésné dokoncené
instalaci - minimalné 2 pracovnikd Kupujiciho po souhrnnou dobu alespor 6 hodin,

3.2.6 zarucni servis a
3.2.7 zajisténi technické podpory.

Prodavajici odpovidd za to, Ze Pfistroj bude vsouladu stouto Smlouvou vcetné
PFiloh, platnymi technickymi a kvalitativnimi normami, a Ze jej Kupujici bude moci uzivat
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k danému Ucelu. V pfipadé kolize norem plati vzdy norma nebo ta jeji ¢ast, v niz jsou
stanovena prisné&jsi kritéria.

3.4 Dodany Pfistroj a vSechny jeho soucasti musi byt nové, nepouZité.
4. DOBA PLNENI

4.1 Prodavajici se zavazuje Pristroj radné predat po predchozi instalaci nejpozdéji do 8 mésicu
ode dne uzavieni Smlouvy.

4.2  Prodavajici je povinen oznamit Kupujicimu termin dodani a instalace Pristroje v pfedstihu
alespon 3 pracovnich dna.

4.3 Doba plnéni se prodluzuje o dobu, po kterou Prodavajici nemohl pInit z dGvodd prekazek na
strané Kupuijiciho.

5. CENA, FAKTURACE, PLACENI

5.1 Kupni cena vychazi z Nabidky a €ini 3 350 000,- K€ (slovy: tfi miliony tFi sta padesat tisic korun
Ceskych) bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,,Kupni Cena®).

5.2 KupniCena zahrnuje veskeré plnéni Prodavajiciho smérujici ke splnéni poZadavkd Kupujiciho
dle této Smlouvy, vCetné veskerych poplatkd, cla, pojisténi, ndkladl na dopravu apod.

5.3 Kupni Cenu je Prodavajici opravnén fakturovat po fadném predani a pfevzeti Pristroje dle
odst. 9.4 Smlouvy, pfipadné po odstranéni vad nebo nedodélkl dle odst. 9.7 Smlouvy,
prevzal-li Kupujici Pfistroj vykazujici vady nebo nedodélky. Dan z pfidané hodnoty vyporadaji
Smluvni strany dle platnych ceskych pravnich predpisa.

5.4 Danové doklady - faktury (dale jen ,faktury”) vystavené Prodavajicim na zakladé této
Smlouvy musi obsahovat vSechny nalezitosti stanovené zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty, v platném znéni a islo této Smlouvy.

5.5 Kupujici preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz.
Vystavené danové doklady nesmi byt v rozporu s mezinarodnimi dohodami o zamezeni
dvojiho zdanéni, budou-li se na konkrétni pfipad vztahovat.

5.6 Lhdta splatnosti danovych doklad je tficet (30) dnli od data jejich doruceni Kupujicimu (dale
jen ,Lhuta splatnosti”). Zaplacenim Uctované ¢astky se rozumi den jejiho odeslani na Ucet
Prodavajiciho.

57 Pokud faktura nebude vystavena vsouladu s platebnimi podminkami stanovenymi
Smlouvou nebo nebude splfiovat poZadované zakonné naleZitosti, je Kupujici opravnén ji
Prodavajicimu vratit jako neudplnou k doplnéni, resp. nespravné vystavenou k novému
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vystaveni, a to ve |hité péti (5) pracovnich dnl od data jejiho doruceni Kupujicimu. Kupujici
pfitom neni v prodleni s Uhradou Kupni Ceny nebo jeji ¢asti. Nova Lhlta splatnosti zacne
plynout dnem doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury Kupujicimu.

Kupuijici je opravnén pozastavit €i jednostranné zapocitat proti pohledavkam Prodavajiciho
kteroukoli z plateb z divodu:

5.8.1 Skody zplsobené Prodavajicim,
5.8.2 smluvni pokuty a jiné majetkové sankce.

Prodavajici neni opravnén zapocitat zadnou svou pohledavku proti pohledavce Kupujiciho
z této Smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO

Vlastnické pravo k Pfistroji a zaroven i nebezpeci Skody pfechazi na Kupujiciho jeho Fadnym
prfedanim dle odst. 9.4 Smlouvy.

MiSTO PLNENI
Mistem dodani a predani Pfistroje je mistnost €. 113, Spolec¢na laboratof optiky Univerzity
Palackého v Olomouci a FyzikaIniho Gstavu AV CR, v. v. i, na adrese tfida 17. listopadu 50A,

772 07 Olomouc, Ceska republika.

SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

Prodavajici se zavazuje upozornit Kupujiciho na pfipadné prekazky na své strané, které
mohou negativné ovlivnit Ffadné dodani Pristroje.

Prodavajici je povinen upozornit Kupujiciho na nevhodné provedenou pfipravenost mista
dodani a instalace.

Odchylné od § 2126 OZ Smluvni strany sjednavaji, Ze Prodavajici neni opravnén vyuzit
institutu svépomocného prodeje.

DODANI, INSTALACE, PREDANI

Prodavajici na své naklady pFepravi Pfistroj na misto dodani a predani. Je-li dodavka
neporusena, vystavi Kupujici Prodavajicimu dodaci list.

Prodavajici provede a zdokumentuje instalaci Pristroje a provede zkouSku Pfistroje
spocivajici v ovéfeni jeho funkénosti.

Soucasti prfedavaciho fizeni je predani technické dokumentace vztahujici se k Pfistroji,
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navodu k uzivani, prohlaSeni o shodé dodaného PFistroje a vSech jeho soucasti se
schvalenymi standardy.

PFedavaci Fizeni je ukonfeno pFfedanim PFistroje Kupujicimu potvrzenym predavacim
protokolem (dale jen , PFedavaci protokol”). Predavaci protokol obsahuje tyto povinné
nalezitosti:

9.4.1 Udaje o Prodavajicim, Kupujicim a subdodavatelich,

9.4.2 popis Pristroje v€etné soupisu komponent a sériovych / vyrobnich Cisel,

9.4.3 popis provedenych zkousek dle odst. 3.2.3 v€etné dosaZenych parametr(,

9.4.4 potvrzeni o zaSkoleni obsluhy dle odst. 3.2.5,

9.4.5 seznam technické dokumentace véetné manualu,

9.4.6 pripadna vyhrada Kupujiciho tykajici se drobnych vad a nedodélkd a zplsobu a
doby jejich odstranéni a

9.4.7 datum vyhotoveni PFedavaciho protokolu.
Predani Pristroje nezbavuje Prodavajiciho odpovédnosti za Skody vzniklé v disledku vad.

Kupujici neni povinen prevzit PFistroj, ktery by vykazoval vady, byt by samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebranily uzivani PFistroje. Vtomto pfipadé vyda Prodavajicimu zapis o
neprevzeti Pristroje s uvedenim ddvodu.

NevyuZije-li Kupujici svého prava neprevzit Pfistroj vykazujici vady a nedodélky, uvedou
Prodavajici a Kupujici v Predavacim protokolu soupis zjisténych vad a nedodélkd, vcetné
zpUsobu a terminu jejich odstranéni. Nedojde-li k dohodé mezi Smluvnimi stranami o
terminu odstranéni vad, plati, Ze tyto vady maiji byt odstranény ve Ihtté 48 hodin ode dne
predani a pfevzeti Pristroje.

ZAJISTENi TECHNICKE PODPORY

Prodavajici je povinen poskytovat Kupujicimu bezplatné konzultace a technickou podporu
vztahujici se k pfedmétu pInéni po dobu trvani zarucni doby. Prodavajici se zavazuje
poskytnout Kupujicimu konzultace a technickou podporu vztahujici se k predmétu plnéni i
v pozarucni dobé.

ZASTUPCI, OZNAMOVANI:

Prodavajici zmocnil tyto zastupce odpovédné za dodavku Pristroje a ke komunikaci
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s Kupujicim:

Kupujici zmocnil tyto zastupce odpovédné za komunikaci s Prodavajicim:

Kontaktni osoby Ize zménit jednostrannym pisemnym prohlasenim Smluvni strany
doruc€enym druhé Smluvni strané.

Veskera oznameni ucinéna mezi Smluvnimi stranami podle této Smlouvy musi byt
vyhotovena pisemné a dorucena druhé Smluvni strané osobné (s pisemnym potvrzenim
0 prevzeti) nebo doporucenym dopisem (na adresu Kupujiciho ¢i Prodavajiciho), ¢i jinou
formou registrovaného postovniho nebo elektronického styku s elektronickym podpisem na
adresu epodatelna@fzu.cz v pfipadé Kupujiciho a info@optixs.cz v pfipadé Prodavajiciho.

Ve vécech odbornych nebo technickych (oznameni potfeby zarucniho servisu apod.) je
pripustna elektronickd komunikace prostfednictvim zastupcl ve vécech technickych na e-
mailové adresy uvedené v odst. 11.1a 11.2.

PREDCASNE UKONCENi SMLOUVY

Tuto Smlouvu Ize prfedc€asné ukoncit dohodou Smluvnich stran nebo odstoupenim od
Smlouvy z dlvodU stanovenych v zakoné nebo ve Smlouvé.

Kupuijici je opravnén od Smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci na jeho strané, nastane-li
néktera z nize uvedenych skutecnosti:

12.2.1  Prodavajici nesplini Ih(tu pinéni dle odst. 4.1 Smlouvy,
12.2.2 pfi predani Pfistroje nebudou spinény technické parametry ¢i podminky dle
pozadované technické specifikace podle PFiloh ¢. 1 a 2 a dle platnych technickych

norem,

12.2.3  Prodavajici neodstrani v€as vady uvedené v soupisu zjisténych vad a nedodélkd
PFedavaciho protokolu podle odst. 9.7,

12.2.4  vyjdou najevo skutecnosti svédcici o tom, Ze Prodavajici nebude schopen Pfistroj
dodat.
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Prodavajici je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze Kupujici je v prodleni se
zaplacenim faktury delSim nez 2 mésice s vyjimkou pripadd, kdy Kupujici nezaplatil fakturu
z dlivodu vad dodaného Pfistroje nebo poruseni Smlouvy Prodavajicim.

Uginky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni jedné
Smluvni strany o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané. Strana, které bylo pred
odstoupenim od Smlouvy poskytnuto plnéni druhou stranou, toto pInéni vrati do 30 dnd ode
dne odeslani vyrozuméni o odstoupeni odstupujici stranou, neurci-li odstupuijici strana Ih(tu
pozdéjsi.

V pFipadé predcasného ukonceni smlouvy je Prodavajici povinen zajistit odvoz Pfistroje z
mista plnéni ve IhGté 30 dnl od data, kdy odstoupeni od Smlouvy nabylo Gcinnosti. Kupujici
poskytne Prodavajicimu potfebnou soucinnost obdobnou soucinnosti pfi instalaci PFistroje.
Naklady na odvoz hradi ta Smluvni strana, ktera porusenim Smlouvy jeji pfed€asné ukonceni
zpusobila.

POJISTENiI, ODPOVEDNOST ZA SKODU

Prodavajici se zavazuje pojistit PFistroj proti veSkerym rizikdim, a to ve vysi ceny Pfistroje a po
dobu vymezenou zahajenim pFepravy az do predani (odevzdani) Kupujicimu. V pfipadé
poruseni této povinnosti odpovida Prodavajici za vzniklou Skodu.

Prodavajici odpovida za Skodu, kterou sdm zpUsobi, rovnéz odpovida Kupujicimu za Skodu,
kterou zpUsobi tfeti osoby, které zavazal provést plnéni nebo jeho ¢ast dle této Smiouvy.

ZARUKA, MIMOZARUCNI SERVIS

Prodavajici poskytuje Kupujicimu zaruku za jakost dodaného PFistroje po dobu 24 mésicd.
Zaruka za jakost pocina bézet dnem nasledujicim po podpisu pfedavaciho protokolu dle
odst. 9.4 Smlouvy. Zaruka se nevztahuje na spotfebni material.

Prodavajici se zavazuje zajistit bezplatny servis prostrednictvim autorizovanych technikd a
bezplatné pravidelné servisni prohlidky v misté pfedani PFistroje vrozsahu stanoveném
vyrobcem po celou dobu zaru¢ni doby dle této Smlouvy, véetné oprav, dodavky nahradnich
dild, dopravy a prace autorizovaného servisniho technika.

Zjisti-li Kupujici zavadu, vyzve Prodavajiciho k jejimu odstranéni na adrese: servis@optixs.cz.

Prodavajici je povinen se do 7 pracovnich dnli od odeslani vyzvy dle predchoziho odstavce
dostavit na misto pfedani PFistroje a zahdjit zarucni opravu. Uplatnéné vady je Prodavajici
povinen odstranit ve Ihaté 30 dnl ode dne pfijeti reklamacniho oznadmeni dle predchoziho
odstavce. V pfipadé vady nikoli béZné je Prodavajici povinen provést opravu v dobé obvyklé
charakteru vady a dle toho stanovit termin pfedani opravené véci.
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14.5 Naklady souvisejici se zaru¢niopravou vcetné prepravného a cestovného vzdy hradi
Prodavajici.

14.6 Opraveny Pfistroj pfedad Prodavajici Kupujicimu na zakladé predavaciho protokolu o opravé
vady (dale jen ,,Protokol o opravé vady") obsahujiciho potvrzeni obou Smluvnich stran, ze
PFistroj byl zbaven vad.

14.7 Na opravenou &ast Pristroje se vztahuje zarucni doba dle odst. 14.1 a pocina bé&zet dnem
odstranéni vady Pristroje dolozenym Protokolem o opravé vady.

14.8 Vykazuje-li Pfistroj vady, pro které jej nelze prokazatelné uzivat v pIném rozsahu vice jak 60
dnd (doba zavad) béhem 3Sesti nebo méné po sobé jdoucich mésicl zaruc¢ni doby, je
Prodavajici povinen odstranit vadu dodanim nového Pfistroje bez vady dle § 2106 odst. (1)
pism. a) OZ ve |haté 60 dnd ode dne odeslani vyzvy k dodani, nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak.

14.9 Prodavajici se zavazuje zajistit mimozarucni servis v misté dodani Pfistroje vCetné oprav,
zajisténi dodavky ndhradnich dild a dopravy a prace servisniho technika za cenu
neprevysujici cenu obvyklou, a to za podminek dle odst. 14.3 a 14.4.

14.10 Prodavajici se zavazuje, Ze bude schopen zajistit servis vCetné oprav, zajiSténi dodavky
nadhradnich dilll a dopravy a prace servisniho technika za cenu nepfevysujici cenu obvyklou
téZ minimalné po dobu 10 let po fadném predani Pristroje.

15. SMLUVNIi POKUTY

15.1 Kupuijici je opravnén uplatnit vici Prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Kupni Ceny
za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim povinnosti dle odst. 4.1 a 14.8 Smlouvy.

15.2 Kupujici ma narok na Uhradu 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim zarucni
opravy dle odst. 14.4.

15.3 Kupujici ma narok na uhradu 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, po ktery nemohl Pfistroj pro
vadu podléhajici zarucni opravé pouzivat, pocinaje 31. dnem po uplatnéni zaruc¢ni vady.
V pfipadé, Ze byla v souladu s ustanovenim odst. 14.4 stanovena na opravu vady nikoli bézné
zvlastni lhdta, ma Kupujici nadrok na Ghradu 1.000,- K¢ za kazdy den nasledujici po uplynuti
této zvlastni InGty.

15.4 V pfipadé uplatnéni divodd pro odstoupeni od Smlouvy dle odst. 12.2.2 je Kupujici opravnén
uplatnit vici Prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 30 % Kupni Ceny.

15.5 Pro pfipad prodleni s Uhradou kterékoli splatné pohledavky (penézitého dluhu) dle Smlouvy

je prodlévajici Kupuijici ¢i Prodavajici (dluznik) povinen zaplatit druhé Smluvni strané (véFiteli)
urok z prodleni v zakonné vysi za kazdy zapocaty den prodleni.
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Smluvni pokuta je splatna do 30 dnli ode dne odeslani vyzvy k zaplaceni.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotfeny naroky Smluvnich stran na nahradu Skody,
pouZziti ustanoveni 8 2050 OZ je vylouceno.

Zaplaceni smluvni pokuty nelze pozadovat, zpUsobi-li poruseni smluvni povinnosti zasah
vySSi moci.

SPORY

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy ¢i z pravnich vztahd s ni souvisejicich budou Smluvni
strany feSit jednanim. V pripadé, Ze nebude moZné spor urovnat jednanim, bude takovy spor
rozhodovat na néavrh jedné ze Smluvnich stran soud v Ceské republice, jehoZ mistni
pfisluSnost je ur€ena sidlem Kupujiciho.

AKCEPTACE PRAVIDEL PROJEKTU

Prodavajici bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu financni kontroly
ve smyslu 8 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakond, a zavazuje se poskytnout fidicimu organu Operacniho programu Vyzkum,
vyvoj a vzdélavani ¢i jinym kontrolnim orgdndm pfistup ke vSem ¢astem nabidek, smluv a
dalsich dokumentd, které souviseji s pravnim vztahem zalozenym touto Smlouvou. Tato
povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich
predpist (obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti apod.) za predpokladu, Ze ze strany
kontrolniho organu budou splnény pozZadavky kladené témito pravnimi predpisy. Prodavajici
je povinen zajistit, aby kontrole ve vySe uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i vSichni
jeho pfipadni subdodavatelé.

ZAVERECNA A JINA UJEDNANI

VesSkeré zmény &i doplnéni Smlouvy Ize ucinit pouze na zakladé pisemné dohody Smluvnich
stran, neumozfiuje-li jednostrannou zménu Smlouva Ci pravni pfedpis.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby Smlouva jako celek v¢etné vsech priloh a idajd o
Smluvnich stranach, pfedmétu Smlouvy, Ciselném oznaceni Smlouvy, Kupni Cené a datu
jejilho uzavfeni byla uvefejnéna vsouladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a registru smiuy,
v platném znéni (dale jen ,,ZRS"). Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkeré informace uvedené
ve Smlouve a jejich pFilohach nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu 8 504 OZ a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni Smlouvy prostfednictvim registru smluv v souladu
se ZRS zajisti Kupuijici.
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18.4 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto pfilohy:
PFiloha ¢. 1: Technicka specifikace
PFiloha €. 2: Nabidka Prodavajiciho v rozsahu &asti, ktera technicky popisuje PFistroj

18.5 Smluvnistrany prohlasuji, Ze Smlouvu pFed jejim podepsanim precetly, jejimu obsahu rozumi
a s jejim obsahem souhlasi. Na ddkaz svého souhlasu pfipojuji obé Smluvni strany své

podpisy.
Za: Fyzikalni stav AV CR, v. v. . Za: OptiXs, s.r.o.
22.4.2020 22.4.2020
Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. Ales Jandik
Funkce: Feditel Funkce: jednatel spolecnosti
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PFiloha €. 1 - Technicka specifikace

PFistroj musi zahrnovat soucasti a splhovat technické podminky uvedené v této tabulce.

www.fzu.cz

Popis a minimalni specifikace PFistroje Popis a specifikace PFistroje nabizeného Splfuje
stanovené Kupujicim Prodavajicim ANO/NE
Elipsometr
PFistroj musi byt v provedeni, které Ize Nabizeny PFistroj je v konfiguraci pro méfeni ex situ
umistit na bézny pracovni stdl. vhodné pro umisténi na bézny pracovni stdl bez ANO
potfeby tlumeni vibraci.
Napajeni Pfistroje musi byt jednofédzové pro | Pfistroj je urcen pro zapojeni do sité 100 - 230V,
zapojeni v siti 230V/50Hz, max. 16A a Pfistroj | 50/60 Hz (max <16A). Pfistroj ma CE certifikaci. ANO
musi mit CE certifikaci.
PFistroj musi byt vybaven fidicim pocitatem | Soucasti Pfistroje je Fidici pocitac s monitorem a
s monitorem se softwarovym vybavenim (viz | softwarovym vybavenim pro ovladani elipsometru,
nize uvedené pozadavky na software), méreni a analyzu dat, dale jsou soucasti spojovaci ANO
spojovacimi kabely a pomUckami pro kabely a veskeré pomucky pro kalibraci.
kalibraci.
Spektralni rozsah méfeni musi byt nejméné | Spektralni rozsah PFistroje je 193 - 1000 nm s
od 195 nm do 1000 nm s rozliSenim 5 nm rozliSenim <5 nm. ANO
nebo lepSim.
MoZnost budouciho rozsifeni spektralniho Spektralni rozsah PFistroje je moZzno kdykoliv v
rozsahu do IC oblasti bez nutnosti vymény budoucnu rozsifit o jednotku pro méfeniv IR
nebo prepindni zdroji v pribéhu mérent. oblasti spektra (od 1005 do 1690 nm). Tato
jednotka umoznuje simultanni méreni celého ANO
rozSifeného spektra (193 - 1690 nm), tedy bez
nutnosti vymény nebo prepinani v pribéhu
méreni.
Pristroj musi umoznovat méreni vzorkl ve Pristroj umoziuje méreni vzorkl ve vodorovné ANO
vodorovné poloze. poloze.
PFistroj musi pracovat v celém spektralnim PFistroj pracuje v celém spektralnim rozsahu s
rozsahu bez nutnosti pfepinani nebo jednim CCD detektorem, tedy bez nutnosti ANO
vymény detektorl (typ CMOS nebo CCD). prepinani nebo vymény detektoru. Mé&feno je celé
spektrum naraz.
PFistroj musi umozhovat rychld méfeni - pro | Pfistroj umoznuje rychld méFeni | pro studovani
standardni vzorek z krystalického Si musi byt | dynamickych déjd (napfiklad in situ aplikace). Pro
doba méreni kompletnich spekter nanejvyS | standardni c-Si vzorek je typickd doba méreni ANO
do 10s. kompletnich elipsometrickych dat v celém spektru
v fadu jednotek sekund (typicky 1 - 55s).
PFistroj musi umoznovat méreni Uplného PFistroj umoZznuje méfeni Uplného polarizacniho
polarizacniho stavu svétla ve vSech pozicich | stavu svétla ve vSech pozicich po interakci se
po interakci se vzorkem vcetné depolarizace. | vzorkem, v¢etné méfeni singularnich bodu dle ANO

fyzikalni definice a v€etné méFeni depolarizace
vzorku.
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PFistroj musi byt, vzhledem k poZadavku na
vysokou citlivost pro viechny typy polarizace

PFistroj je zaloZen na metodé kontinualné
rotujiciho kompenzatoru, coz umoZzfiuje rychlé a

v celém spektralnim oboru, a to véetné presné méreni s vysokou citlivosti pro vSechny typy ANO
singularnich bod(, zaloZen na polarizace v celém spektru, véetné signularnich

metodé rotujiciho kompenzatoru. bodu.

PFistroj musi umozfovat motorizované PFistroj umoZnuje motorizované nastaveni

nastaveni polohy vzorku ve vertikalnim vertikalni polohy vzorku v rozsahu 18 mm s

sméru nejméné v rozsahu 15 mm minimalnim krokem 5 pm, dale umoZnuje

s nejmensim krokem 5 pm nebo mensim a manualni nastaveni naklonu vzorku ve dvou na

alespon ru¢ni nastaveni naklonu ve dvou na | sebe kolmych osach. Snimani polohy vzorku je ANO
sebe kolmych osach. Poloha vzorku musi byt | snimano pomoci detekce polohy méFiciho svazku

snimana vhodnym detektorem tak, aby pomoci 4-kvadrantového detektoru s pfesnosti

nepfesnost nastaveni Uhlu dopadu byla nastaveni Uhlu lepsi nez 0,01°.

0,01° nebo mensi.

PFistroj musi umoznovat automaticky PFistroj umoznuje automaticky motorizovany

motorizovany posuv ve dvou vzajemné posuv ve dvou vzajemné kolmych osach (XY)

kolmych osach vodorovné roviny pro tcely vodorovné roviny pro Ucely mapovani povrchu ANO
mapovani povrchu vzorku s minimalnim vzorku s rozsahem 100 x 100 mm a s minimalnim

rozsahem 100 x 100 mm a s minimalnim krokem posuvu 2,5 pm v kazdé ose.

krokem posuvu nanejvys 5 pm v kazdé ose.

Moznost budouciho rozsifeni systému o PFistroj umozZznuje budouci rozsifeni o automatické
automaticky naklon vzorku pro urychleni naklony vzorku pro rychly a plné automatizovany ANO
mapovani. mapping vzorkd.

PFistroj musi umozhovat méFeni na ploSnych | Pfistroj umozZznuje méFeni na ploSnych vzorcich o

vzorcich o priiméru opsané kruznice priméru opsané kruznice v rozsahu od 2 mm do ANO
v rozsahu nejméné od 5 mm do 200 mm. 200 mm.

PFistroj musi byt vybaven motorizovanym Soucasti pristroje je | baze s motorizovanym,

goniometrem typu Theta-2Theta s rozsahem | plynule nastavitelnym goniometrem typu Theta-

Uhld minimalné od 45° do 90° s kontinualni | 2Theta s rozsahem Uhld 45° - 90°. Pfesnost

moznosti nastaveni Uhlu, s pfesnosti nastaveni Uhlu je lep3i nez + 0,02°. Opakovatelnost ANO
nastaveni Uhlu £0,05° nebo lepsi a nastaveni polohy < + 0,005°.

s opakovatelnosti nastaveni polohy 0,005°

nebo lepsi.

PFistroj musi méFit veli¢inu W najednou v PFistroj umoznuje méfit velicinu W najednou v

celém rozsahu od 0 do 90° bez singularnich | celém rozsahu od 0 do 90° bez singularnich bodd. ANO
bodd.

PFistroj musi méfFit veli¢inu A najednou v PFistroj umoznuje méfit veli¢inu A najednou v

celém rozsahu od 0 do 360° bez singuldrnich | celém rozsahu od 0 do 360° bez singularnich bodd. ANO
bodd.

NepFesnost méreni veliciny ¥ musi byt NepFesnost méreni W je nizSi nez + 0,075° pro

nanejvys +0,1° pro W=45°, a nepfresnost Y = 45°, a nepresnost méreni veliciny A musi byt

méreni veliiny A musi byt nanejvys +0,05° nanejvys + 0,05 ° pro A = 0°. Obé uvedené hodnoty

pro A=0°. Ob& meze plati pro pfipad plati pro pripad pfimého priichodu svazku ANO

primého prichodu svazku vzduchem.
Pozadovana pfesnost méfeni musi byt
splnéna u alespon 95% vinovych délek z
celého spektra pfi nanejvys

vzduchem. PoZzadovanou presnost méFeni systém
splfiuje u > 95 % vinovych délek z celého spektra
pfi desetisekundovém méreni, a to véetné
primérovan.
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desetisekundovém méreni véetné
primérovan.

Softwarové vybaveni

PFistroj musi byt vybaven softwarem pro
fizeni a ovladani PFistroje, nastaveni

PFistroj je vybaven softwarem CompleteEASE pro
ovladani Pristroje, nastaveni parametrd méreni,

parametr( méfeni, nacitani dat, rozbor nacitani dat, rozbor vysledkd, zahrnuje funkce pro ANO
vysledkd méreni, a musi zahrnovat funkce automatickou kontrolu méfeni i pro kalibraci
pro automatickou kontrolu méreni. systému.
Software musi byt pfenositelny na nové;si SW je prenositelny na novéjsi operacni systémy. ANO
operalni systémy.
Softwarové vybaveni musi umoznovat Software umoZfiuje méfeni transmisnich a
méreni transmisnich a reflexnich spekter reflexnich spekter v€etné méfeni intenzity,
vCetné méreni intenzity, zavislosti intenzity zavislosti intenzity rozptylu na Uhlu dopadu, ANO
rozptylu na dopadovém uhlu, optické optické anizotropie a zmén polarizace.
anizotropie a zmén polarizace.
Software musi umoZznovat zpracovani Software umoZniuje pokrocilé zpracovani ANO
elipsometrickych spekter. elipsometrickych spekter.
Software musi umoZnovat méreni nejméné | Software umoZnuje méfenivsech 16 prvkud
11 prvkd Muellerovy matice. Muellerovy matice, pro nabizenou konfiguraci ANO
Pristroje je vSak moZné mérit 11 prvk{ Muellerovy
matice (software i toto umozfiuje).
Softwarové vybaveni musi umoznovat Software umoZzfiuje implementaci gradientnich
implementaci gradientnich vrstev, materidld | vrstev, material( tvorenych smési nékolika sloZzek
tvofenych smési nékolika sloZzek v pfedem v pfedem nezndmém pomeéru, povrchovych ANO
nezndmeém pomeéru, povrchovych drsnych drsnych vrstev a opravy plynouci z transparentniho
vrstev a opravy plynouci z transparentniho substratu.
substratu.
Software musi obsahovat funkce pro Software obsahuje funkce pro zpracovani dat (mj.
zpracovani dat (velic¢iny W a A) zméfenych v veli¢iny W a A) zméfenych v zavislosti na vinové
zavislosti na vinové délce, Uhlu a ¢ase: délce, Uhlu a Case: vypocet (nafitovani) zavislosti
vypocet (nafitovani) zavislosti veli¢in n a k na | veli¢in n a k na vinové délce a tloustky; to vie pro ANO
vinové délce a tlouStky; to vSe pro kazdou z kazdou z vrstev, pokud se jedna o vzorek
vrstev, pokud se jedna o vzorek s vicenasobnou vrstvou.
s vicenasobnou vrstvou.
Softwarové vybaveni musi zahrnovat Software zahrnuje rozsahlé aktualni databaze
potfebné aktudlni databaze charakteristik charakteristik znamych materiald a disperznich
znamych material a disperznich oscilacnich | oscila¢nich modeld veetné napr. Cauchy, Drude-
modelld vcetné typu Cauchy, Drude-Lorentz, | Lorentz, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, Gaussian
Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, Gaussian absorption (s moznosti fitovani viech parametrd ANO
absorption (s mozZnosti fitovani vSech podle téchto model() a dalsi. Soucasti je také
parametr( podle téchto model(). Soucasti moznost postupnych aktualizaci databaze.
musi byt moznost postupnych aktualizaci
databaze.
Software musi umoZznovat praci s externé Software umoZzfiuje praci s externé ziskanymi daty
ziskanymi daty z prostredi o jiném indexu z prostfedi o jiném indexu lomu. ANO

lomu.

14/29

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani



https://www.fzu.cz/

O\

4

www.fzu.cz

Software musi umoZznovat vytvoreni
vlastnich modell pro transmisni i reflexni

Software umoziuje vytvoreni vlastnich model0 pro
transmisni i reflexni elipsometricka data na zakladé

elipsometricka data na zakladé uZivatelem uzivatelem definovanych vrstev a jejich disperzni ANO
definovanych vrstev a jejich disperzni zavislosti.
zavislosti.
Software musi obsahovat funkci vytvareni Software obsahuje funkci vytvareni mapy tlousték
mapy tlousték a indexd lomd skenovaného | aindext lomU skenovaného vzorku. ANO
vzorku.
MoZnost grafického zobrazeni polohy stopy | Pfistroj obsahuje 4-kvadrantovy detektor pro
méfFiciho svazku pro rychlé a snadné grafické zobrazeni polohy stopy méFiciho svazku ANO
vyrovnani vzorku. pro rychlé a snadné vyrovnani polohy vzorku.
Poskytovani bezplatnych aktualizaci systému | Poskytujeme bezplatné aktualizace systému
nejméné po dobu trvani zaruky. minimalné po dobu trvani zaruky, obvykle vSak po ANO
dobu delSi pfi zachovani kompatibility pFistroje s
novymi verzemi softwaru.

Moznost simultanni analyzy vice méreni (i Software umoZzfiuje simultadnni analyzu vice méreni
méreni vice rlznych vzorkl s moznosti (i méFeni vice rdznych vzorkl s moznosti kombinaci

e v N . L . - ; ANO
kombinaci rdznych analytickych modeld) pro | rdznych analytickych modelt) pro efektivni redukci
redukci korelace parametr( korelace parametrd.
PoZadovany pocet licenci umozZznujicich Nabizime v ramci dodavky systému az 5 offline
nezavislé zpracovani dat na jiném pocitaci je | licenci pro nezavislé zpracovani dat na dalSich ANO

minimalné 2.

pocitacich.
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Nabidka vydana
Dodavatel:
OptiXs
OptiXs, s.r.o.

Krivoklatska 37/3
19900 Praha

Ceska republika
IC: 02016770, DIC: CZ02016770,

Telefon:

Fax:

Mobil: +420 725 869 099
E-mail:

WWW: WWWw.0optixs.cz

Odbératel - sidlo:

NAV0003/2021

Fyzikalni astav AV CR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2

18200 Praha

Ceska republika

IC: 68378271, DIC: CZ68378271

Postovni adresa:

Fyzikalni astav AV CR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2

18200 Praha

Ceska republika

Misto urcenti:

Forma Ghrady:
ZpUsob dopravy:

Spolec¢na laborator optiky Univerzity Palackého a Fyzikalniho tstavu Akademie véd
tfida 17. listopadu 1154/50A

772 07 Olomouc

Ceska republika

Cislo poptavky:

Termin:
Vystaveno: 01.04.2020

Oznaceni dodavky Mnozstvi MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH Zaklad [KE] Celkem [K¢]
Kompletni sestava Spektroskopického Elipsometru M-2000-D s fidici jednotkou, PC sestavou a softwarem CompleteEASE;
Sestava zahrnuje:

1,00 ks 3350 000,00 21,00 3350 000,00 4 053 500,00
SESTAVA
Spektroskopicky Elipsometr M-2000D, spektraini rozsah 193 - 1000 nm

1,00 ks 0,00 21,00 0,00 0,00
W3-03-D/BASIC
ESM baze s automatizovanym nastavenim @hl ramen elipsometru v rozsahu 45° - 90°.
Motorizovana osa z, manualni naklony, horizontalni drzak vzorku
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The M-2000® Spectroscopic Ellipsometer is the perfect combination of speed and accuracy.
Measurements covering the entire spectral range from deep ultraviolet to near infrared are
accomplished in seconds—making the M-2000 ideal for a large range of applications: quick
quality control, real-time process monitoring and in situ control, uniformity mapping, and more.
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Patented Rotating Compensator In Situ M-2000
Ellipsometer (RCE) Technology With fast measurement speed and high accuracy,
RCE technology overcomes the limitations of other the M-2000 is a perfect match for real-time
cllipsometers. deposition/etch monitoring and control.
Phase
el RAE|RPE Modulated
Measure " .
all t¥/a s No No menguUrg?;ezn’rs
accurately
M A
h(:?nocjgzjeness Yes No No Yes
IsAeeosurg . *Requires 2
polarization Yes No No Measurements
Combine with fast
CCD detection Yes Yes Yes No
M-2000 attached to a process chamber.
CCD Detectfion System Ex Situ (Benchtop) M-2000

The M-2000® uses a CCD detector for simultaneous
measurement of hundreds of wavelengths. This
allows measurement from the UV to NIR in less
than a second.

The M-2000 is offered on a variety of bases to meet

your application and budget. Choose from fixed

angle or automated angle with either horizontal or vertical
sample mount. Additional options include focusing optics,
manual or automated sample translation, heat stages, liquid
cells, and more. See page 5 for available options.

Wide Spectral Range

The M-2000 is available in a variety of spectral
ranges with options from the UV to the NIR. The
widest spectral range is 193nm to 1690nm with
simultaneous data collection at more than 690
wavelengths.

Precise Alignment

A built-in 4-quadrant alignment detector allows
precise sample alignment, whether mounted on
your process chamber or a variable-angle base.

Software

Ellipsometry is an effective characterization
technique, but requires powerful software to get full
benefit from the measurement. Our CompleteEASE®

(in situ/ex situ) software packages provide easy calibration,
data acquisition, and analysis for all of your applications.

M-2000 with automated angle base, featuring a horizontal sample mount.
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System specifications

Spectral Range

Model:
A% 370nm to 1000nm, 390 wavelengths
VI 370nm to 1690nm, 580 wavelengths
U, X 245nm to 1000nm, 470 wavelengths
UL XI 245nm to 1690nm, 660 wavelengths
X-210 210nm to 1000nm, 485 wavelengths
XI1-210 210nm to 1690nm, 675 wavelengths
D 193nm to 1000nm, 500 wavelengths
DI 193nm to 1690nm, 690 wavelengths

“I”” indicates NIR upgrade

Spectral Resolution Bandwidth

Model:
V,U, X, D 1.6nm pixel resolution
~ 5nm bandwidth
VI, Ul, XI, DI 1.6nm pixel resolution (UV/Vis)
3.4nm pixel resolution (NIR)
~ Snm bandwidth (UV/Vis)
~ 10nm bandwidth (NIR)

Data Acquisition Rate

The maximum data acquisition rate is determined by
the compensator rotation speed, which is 20Hz for
most M-2000® models. Typical measurements for best
signal-to-noise average between 1 and 5 seconds.

Beam Diameter

2mm to Smm, depending on model configuration.
*See Options section for focused beam sizes.

Beam Divergence
Less than 0.3° (without focusing).

Measurable Quantities

Ellipsometry: Y (0°-90°) and A (0°-360°)
Transmission intensity: %Transmission

Reflection intensity: % Reflection

Depolarization: % Depolarization

Measure and fit 11 normalized
elements of the Mueller-matrix.
Useful for samples that are

both anisotropic and depolarizing.

Mueller-matrix:

(7 1A Woollam

Typical Accuracy

Straight-through measurement of empty beam:
(Met by 95% of the measured wavelengths with
ten second averaging time.)

Y =45°+0.075°
A=0°=£0.05

tan(¥) = 1 +0.0013
cos(A) = 1 £0.0000015

*When looking at ellipsometric specifications, it is easy to
erroneously compare A to cos (A) and ¥ to tan(V). We provide both
numbers for your convenience. The J.A. Woollam M-2000 is orders
of magnitude better than the competition when measuring

A near 0° and 180°. This is a benefit of our patented rotating
compensator technology.

As witnessed in the representative data shown below, the
accuracy for most wavelengths is much better than specified.

¥ in degrees

1700
Specified
Accuracy

500

0.25

015 [
0.10 [
N L

-0.15 [
020 [

025 L
200

500 800 1100 1700
Wavelength (nm)
* Instrument 1 is an M-2000U. Instruments 2 and 3 are M-2000UI

(include NIR upgrade).

1400

Typical Repeatability

Thirty repeated straight-through measurements of empty
beam; each with zone-averaging and ten second averaging:
d¥ =0.015°*
dA=0.015°*
*1-standard deviation
Thirty repeated measurements of SiO, (2nm)/Si at 65° angle
and ten second averaging with fixed sample position:
Sthickness = 0.003nm*
*1-standard deviation
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Component specifications

System Configuration (in order)

Light source

Fixed polarizer

Continuously rotating compensator
Sample

Fixed analyzer

Spectrometer and Detector

Light Sources

Model:
V, VI Quartz Tungsten Halogen (QTH)
U, UL, D, DI QTH/Deuterium

X, XI, X-210, XI-210 Xenon

Fixed Polarizer
All M-2000® systems use a calcite Glan-Taylor polarizer,
except the D and DI systems, which use a MgF, Rochon
polarizer. Both types exhibit:

Beam deviation: <1 arcmin.

Extinction ratio: 1x10°

Continuously Rotating
Compensator
Spectroscopic compensator operates over entire
wavelength range.

Rofatfion rate: ~20Hz

Beam deviafion: <1 arcmin.

Fixed Analyzer
Calcite Glan-Taylor or MgF, Rochon Polarizer
(D and DI models).
Beam deviation: <1 arcmin.
Extinction rafio: 1x10°®
Mount: Stepper motor driven rotation stage that allow
“zone-averaged” measurements

Detectors

* Back-thinned silicon CCD array (UV/VIS)
* InGaAs photo diode array (NIR)

(7 1A Woollam

Infegrated Alignment Detector

Built-in electro-optic alignment detector is divided into
four quadrants. Cross-hair generated by the detector assists
accurate alignment. The figure below shows the alignment
screen.

Sample alignment resolution: 0.001°

Sample Tilt
X=-0.6

Y=08 :
Intensity = 4.117 (4.429, 4.427, 3.857, 3.757)

Max Signal Intensity = 11.91
Average Signal Intensity = 11.91

Ellipsometer Control Module

Communicates with windows host computer and controls
stepper motor drivers that move the angle of incidence arms
and translations stages (if applicable).

Operator Computer (Opftional)
Core 17-8700 Processor

8GB RAM

500GB Hard Drive

Windows 10Pro-64 bit

8x DVD+/-RW Drive

22” monitor

MiniTower Case

*Minimum specifications, subject to change without notice.

CompleteEASE® Software

Designed for Ex situ and In situ

applications. Data acquisition, data analysis, optical
simulations, routine calibrations and mapping routines.
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Available Bases

All bases include 3 axis sample alignment.
Xand 'Y (tip and tilt) resolution: 0.001°

Z (height) resolution: 5 pm
Automated Angle Base

Angle of incidence: 45°-90°
Accuracy: + 0.02° or better
Repeatability: < 0.005°
Horizontal sample mount
Automated z-height

Max sample size: 300mm dia.*
Max sample thickness: 18mm*

Test Base

Angle of incidence: ~ 65°
Accuracy: + 0.2°
Repeatability: 0.005°
Horizontal sample mount
Max sample size: 150mm dia.
Max sample thickness: 20mm

Fixed Angle Base
Angle of incidence: ~ 65°
Horizontal sample mount
Automated z-height
Max sample size: 300mm dia.*
Max sample thickness: 18mm*

Vertical Automated Angle Base
Angle of incidence: 20°-90°

Accuracy: + 0.02° or better
Repeatability: < 0.005°

Vertical sample mount via vacuum chuck
Max sample size: 200mm dia.

Max sample thickness: 20mm

* Vertical base simplifies acquisition of transmission

ellipsometry and transmission intensity data.

* Maximum sample size depends on system configuration.
Options for larger or thicker samples may be available.
Contact J.A. Woollam for details.
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Focusing Optics Sample Translation

Model (on Fixed or Auto Angle Base) Manual
V, VI 220pm beam dia. 50mm by 50mm XY
U, Ul, D, DI 300um beam dia. 100mm by 100mm XY (horizontal only)
X, XI 120pm beam dia. *Minimum step = Sum

Computer Automated
50mm by 50mm XY (vertical only)
100mm by 100mm XY (horizontal only)
200mm by 200mm XY (horizontal only)
300mm by 300mm XY (horizontal only)
*Minimum step = 2.5um

*Larger translation options may be available, contact us
for details.

Camera
Add a camera to M-2000 systems with focused spot option
to visualize the measurement area. The actual beam may
not be visible on smooth surfaces, but the location can
be identified based on reference location. The camera
option includes a 3Mpixel CCD Camera, Lens set, and
[llumination setup.

* 3x Magnification

e Field of view: 2.1 x 1.6mm

*  Working distance: 77mm

* Digital zoom: up to 8x

Automated Sample Alignment

Fully automated sample alignment (tip/tilt and
z-height adjustment).
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Integrated Table Liquid Cells
Table designed specifically for M-2000. Rack for Liquid cells include optical windows for measurement
mounting electronic boxes, fully enclosed computer through liquid ambient. Allows for study of liquid/solid
and wires. Monitor, keyboard and mouse mounted on interfaces. For more detailed information please contact
arm. the J.A. Woollam Co. for the liquid cell spec sheet.
S Liquid Angle of

Liquid Cell Name C(cquoci‘ry Incigdence

5mL Horizontal (pictured) 5mL 75°

500uL Horizontal 500uL 70°

2mL Electrochemical Horz. 2mL 70°

5mL Heated Horizontal 5mL 75°

500uL Variable Temp. Horz. 500uL 70°

37mL Electrochemical Vert. 37mL 70°

Enclosed Table

Integrated table with rack mount for electronics,
computer, EMO, storage, and complete enclosure with
easily removal panels, designed to introduce samples
through lift-able front panel.
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Facility requirements

Operating Environment

A sturdy table (weight of instrument is system
dependant, contact JAWCo to discuss).

Range of Weights: 50-150 Ibs.

Integrated Table with rack mount cabinet (optional)
Note: Vibration isolation table is not required

Power
100-240 VAC, 50/60Hz, 5 Amps max.

Dimensions

Dimensions vary depending on options. Larger system
(M-2000 DI with 300mm XY mapping and integrated table)
dimensions are given in the drawings to the right.

Table Layout

Recommended size:
Width 60”
Depth 30”
Height 36”
*With shelf or 19” rack mount below (optional)

Ambient Lighting
RCE technology allows accurate measurements
under normal room light conditions.

Electronics Confrol Box*

r [;gﬁgf:"m ) N

T [—

l EC-400 oooo| -
M-2000 Detector Box*

18.87"
(482¢cm )

|
I?gg“cm B

' L M-2000D -

*standard rack mount cases, 24" deep
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M-2000 Side View
Dimensions given
ininches (mm)

-

535
[1358]

i

64.0

[1625]
I

~- 345 -
(8771
M-2000 Front View
— 66.6 -]
[16921]
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M-2000 References

(Germany)
Leibniz-Institut fiir Polymerforschung Dresden e. V.
Teilinstitut Makromolekulare Chemie

Phone: +49 (0)351-465-8256

it

(Netherlands)
Eindhoven University of Technology
Department of Applied Physics

e

(Sweden)
Chalmers University of Technology
Nanofabrication Laboratory

Phone: +46-31-772-4984

.l

(England)
National Physical Laboratory
Phone: +44-20-8943-6193

.ot
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University of Twente
Membrane Technology Group
Phone: +31-53-489-4288

.o

(Germany)
Universitédt zu Koln, Physikalisches Institute Chemie
Phone: + 49-221-470-2494

il

(Germany)
Technische Universitidt Dortmund
Lehrstuhl fiir Intelligente Mikrosysteme
Phone: +49 (0)231-755-2023

.t
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Universiteit Gent
Dept. of Solid-State Physics
Phone: +32-9-264-4354
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(Czech Republic)
Charles University in Prague

Department of Macromolecular Physics

Phone: +420-2-2191-2256

-

(Spain)
Instituto de Microelectronica de Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Phone: +34-91-806-0710

e

(Spain)
CICbioMAGUNE, Biosurface Unit
Phone: +34-943-005329

e —

(Italy)
Universita di Genova, Dipartimento di Fisica

Phone: + 39-010-353-6242

-
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Hungarian Academy of Sciences
Institute for Technical Physics and Materials Science
Phone: +36-1-392-2222

.ot

(Austria)
Johannes-Kepler-Universitit Linz
Christian Doppler Labor fiir Oberflichenoptische Methoden
Phone: + 43-732-2468-9662

.ot

(France)
Laboratoire Chimie de la Matiére Condensée
Université Paris VI
Phone: +33-1-44-27-1530

e

(Turkey)
Ankara University, Physics Department
Phone: +90-90-312-212-6720
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